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1  范围 

本标准规定了磁栅线位移测量系统 以下简称测量系统 的型式 基本参数 技术要求 标志 包

装及贮存  

本标准适用于分度值由 0.5~100 m 的线型磁栅线位移测量系统和带型磁栅线位移测量系统  

2  引用标准 

下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均

为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性  

 GB/T 15464—1995  仪器仪表  包装通用技术条件 

3  定义 

 本标准采用下列定义  

3. 1  磁栅线位移测量系统 

 利用磁头相对于磁栅 磁尺 线位移其磁通量变化而形成电感信号变化的原理 由磁栅线位移传感

器感受位移量 并用磁栅数显表显示其值的长度测量系统  

4  型式与基本参数 

4. 1  型式 

 测量系统有两种型式  

a) 线型磁栅测量系统  

b) 带型磁栅测量系统  

4. 2  基本参数 

4. 2. 1  磁栅尺的录磁节距为 0.2mm  

4. 2. 2  磁栅尺录磁的有效长度 L见表 1  

 表 1 mm 

型    式 有    效    长    度    L 

线型磁栅测量系统 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600  650 700 750 800 900

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600

2800 3000 

带型磁栅测量系统 2400 2600 2800 3000 3200 3500 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
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4. 2. 3  测量系统数显表的分辨率见表 2  

 表 2 m 

分辨率 100 50 20 10 5 2 1 0.5 

 

5  技术要求 

5. 1  测量系统的工作环境和工作条件 

5. 1. 1  测量系统工作环境的温度范围为 0~45 当工作环境温度在 15~25 内时 相对湿度应不大于

90%  

5. 1. 2  测量系统使用的电源频率为 50Hz 额定电压为 220V 电压波动范围为额定电压的 85%~110%  

5. 1. 3  工作环境中应无明显的腐蚀性气体和粉尘  

5. 1. 4  磁栅不得直接与强磁场 例如磁性表座 接触  

5. 2  外观及相互作用 

5. 2. 1  表面不应有锈蚀 碰伤和镀层脱落等缺陷 各种标志 数字应正确 清晰  

5. 2. 2  各紧固部分应牢固可靠 各转动部分应灵活 不应有卡滞和松动现象  

5. 3  录磁长度 

 磁栅尺的录磁长度应不小于表 3 的规定  

 表 3 mm 

型  式 录  磁  长  度 备  注 

线型磁栅测量系统 L+14  在磁栅尺录磁有效长度 L的两端各增加 7 

带型磁栅测量系统 L+50  在磁栅尺录磁有效长度 L的两端各增加 25 

 

5. 4  准确度 

 测量系统准确度共分为四个等级 每个等级的误差峰–峰值 A按表 4 的公式计算 准确度用数值 A

的二分之一冠以 ± 号表示  

 注 误差峰–峰值 A系指测量系统误差曲线上最高点与最低点之差  

 表 4 m 

等  级 误  差  峰–峰  值  A 

0 1000

3
3

L
+  

1 1000

5
5

L
+  

2 1000

10
10

L
+  

3 1000

15
15

L
+  

 

5. 5  重复性 



JB/T 10037 1999 

 3 

 重复性应不大于表 5 规定  

 表 5 m 

等   级 0 1 2 3 

重  复  性 1 2 4 6 

 

5. 6  稳定度 

 在规定的工作条件下 测量系统 4h 内示值稳定度应不大于±1 个脉冲当量  

5. 7  响应速度 

 测量系统的响应速度分为 12m/min 和 60m/min 两种  

5. 8  安全性 

 测量系统的安全性分为磁头的安全性和数显表的安全性两部分  

5. 8. 1  磁头的安全性 

 磁头的铁芯与各绕组间的绝缘电阻应不小于 20M  

5. 8. 2  数显表的安全性 

a) 电源插座的任一个接线端与机壳之间的漏电流应不大于 3.5mA  

b) 电源插座的任一个接线端与机壳之间的直流绝缘电阻应不小于 5M  

c) 当交流电压为 1500V 时 机壳耐压 1min 不得有击穿现象  

5. 9  抗干扰性 

 测量系统应具有电磁兼容能力 受干扰时示值变化量应不大于 1 个脉冲当量  

5. 10  可靠性 

 测量系统可靠性考核分磁栅传感器的寿命和数显表的可靠性两部分  

5. 10. 1  磁栅传感器寿命 

a) 线型磁栅传感器的测量总行程应不小于 2×105m 相对运动次数应不小于 1 106 次  

b) 带型磁栅传感器的测量总行程应不小于 1×105m 相对运动次数应不小于 1 105 次  

5. 10 .2  数显表可靠性 

 数显表可靠性指标以平均无故障工作时间 MTBF 来衡量 MTBF 不少于 5000h  

6  检测规则和试验方法 

 见 磁栅线位移测量系统  试验方法  

7  标志 包装及贮存 

7. 1  测量系统上应标志  

a) 制造厂厂名  

b) 产品名称和型号  

c) 产品等级  

d) 出厂编号 出厂日期  

7. 2  测量系统的包装中应包括  

a) 合格证明书  
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b) 使用说明书  

c) 装箱单  

d) 有关附件  

7. 3  包装应符合 GB/T 15464 的规定  

7. 4  贮存的环境条件要求 

7. 4. 1  在无包装情况下 贮存环境温度的范围为 0~45 当贮存环境温度在 15~25 内时 相对湿度

应不大于 90%  

 贮存环境中应无明显的腐蚀性气体  

7. 4. 2  在有包装情况下 贮存环境温度的范围为–25~+55 当贮存环境温度在 15~25 内时 相对湿

度应不大于 90%  
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